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158 839 TWh (in 2019), tj. ~18 TW
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Kolik potřebujeme  energie
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Nestálý energetický zdroj



Why we have solar panels but no nuclear fusion power) by Niek Lopes Cardozo, Guido Lange and Gert Jan Kramer (NTvN 83, October 2017, page 350-354
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Nástup nových energetických technologií



Solarní energetika bude 
podstatně růst

z 700 GWp v 2019

Na více než 8 TWp do 2050, 

pokrývající 25% globální 
spotřeby energie.
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Předpověď IEA Mezinárodní energetické agentury

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/solar-pv-power-generation-in-the-sustainable-development-scenario-2000-2030
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Rozdělení výroby ve světě



Zdroj Fraunhofer ISE

Fotovoltaická účinost křemíkových 
článků roste

~ 0.6 % abs /rok

Jak dlouho to může pokračovat?
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Křemíková fotovoltaika dnes



Courtesy of M. Hermle, Fraunhofer ISE

Best cell Jsc

[mA/cm2]
Voc

[mV]
FF

[%]
Eta
[%]

Kaneka – 180 
cm2 42.5 740 84.7 26.6
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Křemíková fotovoltaika zítřka
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EU H2020 projekt NextBase
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Výsledky projektu
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Finální solární článek, zadní strana



Shadow mask deposition 

of doped a-Si:H combs

How to measure the thickness of a-Si:H?

How sharp are the edges of a-Si:H stripes?

M. Ledinský, B. Paviet-Salomon, A. Vetushka, J. Geissbühler, A. Tomasi, M. Despeisse, S.D. Wolf, C. Ballif, A. Fejfar, 
Profilometry of thin films on rough substrates by Raman spectroscopy, Scientific Reports. 6 (2016) 37859. 
doi:10.1038/srep37859.
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Depozice přez masku kontaktu



c-Si Raman

intensity

a-Si:H

thickness

d = ln(I0/I)/2α

35 mm 

40 nm 

35 mm 

0

1
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Měření profilu a tloušťky vrstev

Měření trvá cca 10 hodin



Blue

LED

PL

Red

LED

PL

Calibration

Measurement

d = ln(IRed/ IBlue)/2α

Měření za 

20 s
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Rychlé průmyslově použitelné řešení



Podstaný krok ke komercionizaci nápadu:

M. Ledinský and R. 
Dvořák: demonstrace
prototype zařízení na
High Efficiency 
Approaches in 
Crystalline Silicon PV 
workshop, 25th 
September 2019  v
Polytech Annecy-
Chambery.
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Demonstrace zařízení
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Výsledek projektu II



Děkuji za pozornost


